
































专利名称(译) 用于自动确定超声图像的解剖测量的方法和系统

公开(公告)号 US20190000424A1 公开(公告)日 2019-01-03

申请号 US15/639887 申请日 2017-06-30

[标]申请(专利权)人(译) 通用电气公司

申请(专利权)人(译) 通用电气公司

当前申请(专利权)人(译) 通用电气公司

[标]发明人 SAMSET EIGIL

发明人 SAMSET, EIGIL

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/5223 A61B8/463 A61B8/467 A61B8/54 A61B8/0891 A61B8/0808 A61B8/0866 A61B8/0883 
A61B8/5292 A61B5/107 A61B8/085 A61B8/469

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本文描述的系统和方法一般涉及自动确定超声图像的解剖测量。该系统
和方法识别超声图像的视图特征。超声图像包括一个或多个解剖特征。
该系统和方法在显示器上生成的图形用户界面（GUI）上基于视图特性选
择诊断测量（DM）工具。该系统和方法在超声图像内的第一位置处接收
第一选择，并基于第一位置自动确定将在利用DM工具的超声图像上执行
的解剖测量。
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